MIT MODERNSTER MIKROELEKTRONIK SICHER IN DIE
ZUKUNFT FAHREN

Science Match, 26.01.2017
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Sicheres Fahren und Mikroelektronik

Fehlerrate

6 Sicher, simpel
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Ansatz zur Umsetzung der Sicherheit

Stress-Monitor

Vor Ausfall in
die Werkstatt

N Stressor
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MOCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?
IHR ANSPRECHPARTNER

Jens Warmuth
Multiphysikalische Verifikation

4 Jens.Warmuth@eas.iis.fraunhofer.de
+49 351 4640-725
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